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Instruments

Uktad umozliwia jednoczesny pomiar wspdtczynnika
Seebecka, opornosci wtasciwej i bezposredni pomiar ZT
w zakresie temperatury od -20 do 800°C prdébek

o dtugosci 6-22mm o przekroju kwadratowym lub
kotowym

Zastosowania

The LSR4/800 unit can be used for simultaneous
measurement of Seebeck coefficient, electric resistance
(resistivity) and direct analysis of ZT with high precision ZT.
The instrument permits measurement of 6-to-22mm long
square and cylindrical samples at the temperature range:
20-800°C

Applications

Uktad LSR 4/800 stuzy do badan wtasnosci materiatéw
termoelektrycznych. Pomiar jest szybki, powtarzalny i o
duzej precyzji. Mozna nim wyznaczy¢ podstawowe
parametry: S, p, ZT (materiatow poétprzewodnikowych i
stabych metali) oraz posrednio przewodnictwo cieplne.

Przykladowe wyniki

The LSR 4/800 system is used to test the properties of
thermoelectric materials. The measurement is fast,
repeatable and with high precision. It can be used to
determine the basic parameters: S, p, ZT (of semiconductor
materials and weak metals) and indirectly thermal
conductivity.

Sample Results
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Measurment of sample of the tellur family
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